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Investigation o] the System Silver Telluride--Silver Sulphide 

The system Ag2Te--Ag2S has been investigated by dif- 
ferentialthermal, X-ray phase and micro-structural analysis 
within the concentration range from 0 to I00 mole~o silver 
telluride. Equilibrium samples obtained by tempering for 
I000 hours at 120 ~ were used. The system Ag2Te--Ag~S 
represents a solid solution with a minimum, with complicated 
solid phase interactions at temperatures under the solidus 
line. 

In den letztml Jahren wurden die Verbindungen yore Typ A2IB vI 
wegen ihrer fiir die Praxis gtinstigen photoelektrischen (Ag2S) und 
thermoelektrischen (Ag2Te) Eigenschaften eingehend untersueht. 

Parallel zu dem Stndiura der bereits bekannten Verbindungen einer 
gegebenen Klasse ist es yon Interesse, weitere HalbMtermaterialien init 
komplizierterer Zusammensetzung kennenzulernen, da in ihnen neue 
Eigenschaften zum Vorsehein kolnmen k6nnen ~, ~. Ftir ihre Herstellung 
muB man das Zustandsdiagramm der entsprechenden Systeme kennen. 

Das Stndium des Systems Ag2Te--Ag2S (Sh. Miyatani  ~ und 
K.  Lida 4) zeigt, dab in dem Gebiet yon 20 bis 80 Molto Ag2S bei Zimmer- 
temperatur eine feste L6sung der Hoehtemperatur-ModifikationeI1 der 
Ausgangsverbindungen existiert, w/~hrend das Zustandsdiagramm, das 
yon Talcahashi ~ angegebelx wird, Hinweise auf das Vorhanclenseill einer 
neuen Phase mit einem Geha]t 50 Mol~/o Ag2S enth/ilt. Offensichtlieh 
besteht weder eine einheitliche Meinung hinsiehtlich der Art des Zu- 
standsdiagramms noch auch dartiber, ob eine chemische Verbindung 
besteht, oder ob eine feste L6surlg der beiden K o m p o n e n t e n -  Sil- 
bertellurid und S i lbe r su l f i d -  im s Verhi~ltnis 1 : 1 vorliegt. 
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Eine  /~hnliche Unte r suehung  wurde auch yon nns  vorgenommen,  
jedoch n u t  im Hochtemperatur-Gebie t .  

Experimenteller Teil 

Proben des Systems Ag2Te--Ag2S in dem Gebiet 0 bis 100 Mol% Ag2S 
wurden durch direkte Eintemperatyr-Synthese aus yon uns syn~hebisiertem 
Silberte]lurid und  Silbersulfid in evakuierten Quarzampullen (Restdruck 
10-atom Queeksilbers~ule) bei 1000 ~ unter Vibrationsriihren herge- 
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Abb. 1. Strieh-g6ntgenogramme der Ausgangsverbindungen und  yon 
Legierungen vom System AgaTe--AgeS mit einem Gehalt yon 40 bis 

80 Mol% Ag2S 

sgellt. Nach 12stiindiger Synthese wurden die Ampullen an der Luft ab- 
gesehreckt. Alle Proben wurden unter  Vak. 40 Tage in einem Thermostat 
mit  Silikon61 bei 120 ~: 5 ~ angelassen. 

Zur Untersuehung der auf diese Weise erhaltenen Probem wurden fol- 
gende Verfahren angewendet: Differential-thermoanalyse (DTA), Mikro- 
struktur- und  l~Sntgen-Phasenanalyse, Bestimmung der Mikroh/~r~e und  
der Diehte. 

Die Differentialthermoanalyse wurde mit  einem Derivatograph Paulin- 
Paulik-Erdey vorgenommen. Die Aufheizgeschwindigkeit war 10 ~ 
Das Gewieht der Proben lag um 2,5 g. Als Standard wurde gegliihtes A12Oa 
benutzt. 

Bei den Ausgangsstoffen Silber~ellurid und Silbersulfid wurden beim 
Erhitzen 4 bzw. 3 Thermoeffekte beobaehtet. Aus Tab. 1 und  2 ist er- 
siehtlieh, dab die Temp. der Phaseniiberg/inge der Ausgangsverbindungen 
in guter Ubereinstimmung mit  den Literaturangaben sind. Auf den Auf- 
heizungskurven traten die Effekte der Liquidus-Linie nicht merklieh auf, 
w~hrend sie auf den Abkiihlungskurven mit  der n6tigen Genauigkeig 
registriert werden konnten. 
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Tabel le  1. Daten vonder diMerential-thermischen Analyse der Legierungen 
vom System Ag2Te- -Ag2S  

t der  U m -  
Gehalg de r  t des t des w ~ n d l u n g  Gehalb de r  t des t des 

Leg ie rungen  Leg ie rungen  L iqu idus ,  Solidus,  L iqu idus ,  Solidus,  in fes~em in M01% o C ~ 
in  M o l t o  ~ ~ Z u s t a n d ,  

AgaTe AgeS ~ Ag2Te Ages  

t de r  U m -  
w a n d l u n g  
in  f e s t e m  
Z u s t a n d ,  

~ 

100 0 

95 5 

90 I0 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

150 
960 250 45 55 775 760 

790 
935 130 40 60 755 

768 
920 100 35 65 765 

750 
80 

15 900 895 300 30 70 750 
720 

78 
20 868 295 25 75 760 

665 
25 865 850 300 20 80 775 760 

640 
30 850 300 15 85 782 

620 
85 

35 815 330 10 90 815 790 
55O 

75 
40 810 795 330 5 95 817 

535 
45 790 90 0 100 835 

320 
4O 

50 800 780 280 
3O0 

Die R S n t g e n p h a s e n - A n M y s e  de r  P r o b e n  w u r d e  au f  e inem Diffrak~ions-  
messer  T y p  T U I ~ - M 6 1  mi~ e inem Geiger-Z/~hlrohr ( C o - K e - S t r a h h m g )  
durehgef f ihr t .  Das  S t r i e h - ~ 6 n t g e n o g r a m m  der  A u s g a n g s v e r b i n d u n g e n  
u n d  Leg ie rungen  des Sys t ems  A g a T e - - A g e S  m i t  e i n e m  Gehal~ y o n  40 bis  
80 l~lol~ Ag2S i s t  in  Abb .  i darges te l l t .  Die e r h M t e n e n  D i f f r a k t o g r a m m e  
f/ir das  Si lbersul f id  zeigen bei  Z i m m e r t e m p .  das  V o r h a n d e n s e i n  yon  zwei 
P h a s e m  E i n  Tell der  L in i en  sg immt  m i t  den  in  der  Li t .  el a n g e g e b e n e n  
Lin ien ,  ind iz ie r t  mig e i n e m  m o n o k l m e n  G i t t e r  m i t  den  P e r i o d e n :  
a =  9 ,49A,  b ~ 6 ,93• ,  c = 8 , 3 0 A ,  ~ = 121o13 fiberein.  Die  Anwesen-  
hei r  e iner  t e t r a g o n a l e n  P h a s e  m i t  P a r a m e t e r n  a = 6,90 A, c = 4 ,77 /~  7 
wurde  d u r e h  das  V o r h a n d e n s e i n  de r  L in i en  d120 = 3,079 '~, d201 = 2,843 •, 
d00~ = 2,379 A bewiesen.  ]Die Linien ,  die d e n  N e t z e b e n e n a b s t / ~ n d e n  2,580 
u n d  2 , 0 7 9 ~  en t s p r eehen ,  sirtd / iber lager te  Ref lexe :  022 der  Monokl in-  
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Tabelle 2. Polymorphe Formen der Ausgangsverbindungen Silbertellurid und 
Silbersulfid 

Temper~ tu r  
des Bes tehens  

Ver- P o l y m o r p h e  u n d  Temp.  des S t r u k t u r t y p  u n d P a r a m e t e r  
b indung  F o r m  p o l y m o r p h e n  des Gi t ters  

Ubergangs  

Ag2S [5-AgsS u n t e r  180 v 
177 s 
176--1789 
179 Io 
182" 

~-Ag2S (1) 

~-Ag2S (2) 

un te r  60011 
58810 
65013 
590* 

unter der  
Sehmelz temp.  

Ag2Te [5-AgaTe unter 15716 
152 lo 
150" 

t cr -A~2Te un te r  250 is 

~-Ag2Te (1) u n t e r  7721~ 
790* 

~-Ag2Te (2) u n t e r  der  
Schmelz temp.  

* Vorl iegende Arbei t .  

monokl in  
a = 9,531 • 0,008 A, 
b = 6,925 • 0 ,008A,  
c = 8,278 4- 0,008 A, 

= 123,85 3 : 0 ,1 0  ~ 
a = 9,49 A, b = 6,93 A, 
c = 8 ,30A,  [5 = 124 ~ 
a = 4,23 A, b ~ 6,91 A, 
c = 7 , 8 7 s  [5 = 99,35 ~ 

rhombi seh  
a = 4,759 ~ ,  b = 7,124 ~ ,  
c = 6,883 

tetragonal 
a =  6 ,90A,  c = 4 , 7 7 A  

r aumzen t r i e r t  
a = 4,890 =h 0,008 A 

bei 300 ~ 

fl/~ehenzentriert 
a = 6,34 

Ant i f luo r i t typ  
a = 6,269 d: 0,020 A 

bei 600 ~ 

monokl in  
a = 8,09 A, b = 4,48/~, 
c ~ 8 ,96A,  [5 = 123,20 ~ 

tetragonal 
a = 10,4A, e= 6,7/~ 

f l~ohenzentr ier t  
a = 6,572 A 

r aumzen t r i e r t  
a = 5,29 A bei 825 ~ 

Ii 

13, 21, * 

14 

9, 15 

7, 21, * 

lZ, 21, * 

12 

11 

17, * 

18 

199 20 

12 
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phase und 121 der Tetrag.onalphase bzw. 023 der Monoklinphase und 
031 der Tetragonalphase. Uber das Vorliegen der I-Iochtemperaturphase 
(raumzentrier6 kubiseh) 11, 19, ~1, a = 4,88/~, karm man niehts bestimmtes 
sagen, da die l~eflexionen mif~ den Reflexen der tetragonalen Phase iiber- 
einstimmen. Das Vorhandensein yon zwei Phasen der Proben bei Zimmer- 
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Abb. 2. Mikroh/irte von Proben des Systems Ag2Te--Ag2S. O O O Ge- 
tempert  im Laufe yon 1000 Stdn. bei 120 ~ A A A Getempert bei Temp., 

die der Liquiduslinie entsprechen 

temp. wird auch dureh die elektronengraphische Untersuehung ~1 des 
Silbersulfids bewiesen. Die Verschiebung der Linien des Silbersulfids in 
Rieh~ung auf kleinere Winkel wird bei ErhShung der Konzentrat ion des 
Silbertellurids bis zu 10 Mol~ beobaehtet, wahrend sieh die Linien des 
Silbertellurids nach den grSf~eren Winkeln bei der ErhShung der Xonzen- 
tration des Silbersulfids bis zu 5 Mol% verschieben. Die so versehobenen 
Linien der l~iedertemperatur-Modifikation bleiben bis zu 30Mol~ AgeS 
erhatten. In  dem Gebiet yon 40 bis 60 Mol% Ag2S nimmt die Zahl der 
Linien ab, w~hrend yon 60 bis 80 Mol% Ag2S die Reflexionen der I-Ioch- 
temperaturform des Silbersulfids, mi~ Erh6hung des SilbersulfidgehaIts 
nach grSf]eren Winkeln entsprechend versehoben, vorherrsehen. 

Die Mikroharte and die Mikrostruktur wnrden auf gesehliffenen und 
mit  Paste GOI (UdSSR) polierten Proben mit  dem metallographisehem 
Mikroskop MIM-Z und dem Mikrohartemesser PMT-3 unter Belastung 
yon 10 und 20 g for Proben yon 60 bis einsehl. 100 Mol% Ag2S, die vorher 
angelassen wurden, gemessen; 20 g far 0 his 15 und 50 g fur Proben yon 
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20 bis 55 Molto Ag2S. Die Mikroh/irte der Proben, die dureh Abschrecken 
yon der Temp. der Liquidus-Linie erhalten wurden, wurde bei einer Be- 
lastung yon 10 g gemessen. Die Daten von den beiden Probeserien wurden 
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Abb. 3. T - X - v s .  x-Phasendiagramm des Systems Ag2Te--Ag~S, aufgebaut 
dureh die Untersuehung vor~ Proben, die 1000 Stdn. bei 120 ~ getempert 
wurden. I :  Fliissige Phase. I I :  Feste L6sung yon ~-Ag2Te (2) -- fl/issige 
Phase. I I I :  Feste L6sung yon ~-Ag2S ( 2 ) +  fliismge Phase. IV: Feste 
L6sung yon z.-Ag2Te (2) -~ fesge L6sung yon ~-Ag2S (2). V: Feste L6sung 
yon ~-Ag2S (2). VI:  Feste L6sung von ~-Ag2Te (2). VII :  Feste L6sung 
yon e-Ag2Te (2)•  feste L6sung auf der Grundlage yon e-Ag2Te(1). 
VI I I :  Feste L6sung yon e-Ag2Te (1). IX :  Feste L6sung vo~l c~-Ag2Te (1) + 
Zwisehenphase (AgaTe. AgeS). X:  Feste L6sung yon e-Ag2S ( 1 ) +  Zwi- 
sehenphase (AgaTe �9 AgeS). XI :  Feste L6sung yon ~-Ag2S q- fesge LSsung 
yon ~-Ag~S (1). X I I :  Feste LSsung yon ~-Ag2Te"  feste L6sung yon 
~-Ag2Te (1). XIII." Feste L6sung yon ~-Ag2Te. XIV:  Feste L6sung yon 
~-Ag2S. XV: Feste L6sung yon ~-Ag2Te q-Zwischenphase. XVI:  Feste 

L6sung von ~-Ag2S ~- Zwischenphase 

statistiseh ausgewertet. Zu diesem Zweek wurden auf jedem Sehliff des 
Systems je 100 Abdrfieke mit  einem Mel3ful? yon 0,15 mm eingetragen. 
Die Ergebnisse der Messung der Mikroharten sind in Abb. 2 dargestellt. 
Fiir jede Zusammensetzung wurden naehstehende Kennziffern der Ver- 

-- 2 
geilung der Mikrohgrte bereehnet ~e: Hm durehsehnittlieher Wert, aHm Dis- 
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persion, r grundlegende quadratisehe Abweiehung, VHm Koeffizient 
der Variation. 

Die Zahlenwerte der statistisehen Charakteristiken dieser Phase sind 
in Tab. 3 dargestellt. Es wird das Minimum des Variationskoeffizienten 
einer Probe gegeben, die dem Gehalt Ag2Te: Ag2S = 1:1  entsprieht. 
Der absolute Wer~ der 5{ikrohgrte des Silbertellurids is~ mit den Literatur- 
angaben in guter Obereinstimmung 23. 

To.belle 3. Statistische Charakteristiken der empirischen Verteilung der Mikro- 
hdrte yon Proben des Systems Ag~Te--Ag2S, die bei 120 ~ 5 ~ 1000 Stunden 

getempert wurden (Normalverteilung) 

Statistische Gehal~ in Molto Silbersulfid 
Charakteristiken 0 20 30 40 50 55 100 

Hm, kg/mm u 38 107 104 101 100 107 30 
2 

(~hm 2,96 18,84 10,37 9,12 6,05 10,30 2,66 
Ghm 1,72 4,,34 3,22 3,02 2,46 3,21 1,63 

/~rm~ 2~hm, kg/mm2 3 8 ~ 3  107=t=9 104:}: 6 /01=t=6 100~: 5 1 0 7 ~ 7  3 0 ~ 3  
VHm, ~ 4,5 4,1 3,1 2,9 2,5 3,1 5,5 

Die Dich~e der Proben wurde dureh das hydrostagische Verfahren unter 
Anwendung einer Fliissigkeit mig h6herer Diehte (CH~J2) bestimmt, was 
eine h6here Mel~genauigkeit, 0,005 g/era a, gew/ihrleiste~. 

E r g e b n i s s e  

In  Abb. 3 ist das T-X-  vs. x-Phasendiagramm yon Ag2Te--Ag2S dar- 
gestellt, das ein poly~hermiseher (und •ieht quasibin/~rer) Sehnitt des 
terngren Systems A g - - T e - - S  ist, da itt dem gesamtell Konzentrations- 
gebiet uniter den Ausgangsverbindungel~ Silbertellurid und Silbersulfid 
eine Phase Ag2Te : Ag2S = 1 : 1 existiert. Wie aus dem Diagramm zu 
sehen ist, besteht eine peritektisehe l~eaktiort bei 760 ~ zwei eutektoide 
Dissoziationen 80 und 60 ~ mit  eutekgoiden Punkten um 10--15 Molto 
Ages und 60 Molto AgeS sowie eine peritektoide I~eaktion bei 315 ~ 10 ~ 

Die Liquidus- und Soliduskurven hubert Bin fiir die Bildung yon Hoeh- 
temperatur-Misehkristallen tyl0isehes Aussehen (Gebiet I I )  mit  einem 
Mirtimum im Ir tvariantenpunkt bei 70 Molto Ag2S bei 750 ~ Reehts 
davon befindet sieh das heteroge~e Gebiet I I I ,  feste L6sung der Grund- 
lage yon cr (2) und fliissige Phase. 

Auf der Silbersulfidseite wird in dem Hoehtemperaturgebiet  mit  der 
Erh6hung der Konzentrat ion yon Silbertellurid eine Erh6hung der 
Temperatur  der Phasenumwaudlung yon dem raumzeatr ierten Git- 
get11, 19 [feste LSsung auf der Grundlage voa  e-Ag2S (1)-Gebiet VI] in 
das Gitter mit  Antifluorid-Typ 11 [feste L6sung e-AgeS (1)-Gebiet V], 

]~onatshefte fiir Chemie, Vol. 10812 20 
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beobachtet. Dieser Verlauf ist in Obereinstimmung mit der Tatsache, 
dab die Modifikation g-Ag2Te (2) mit c~-Ag2S (1) isomorph ist, nicht 
jedoch mit ~-Ag2S (2) (Tab. 2), und dieser Uaterschied in den Strukturen 
]/~t das Vorhandensein des Zweiphasengebiets IV vermuten. ])as peri- 
tektische Dreiphasengleichgewicht (zwei feste und eine fliissige Phase) 
liegt in einem schmalen Konzentrationsintervall yon 75 his 80 Mo1% 
Ag2S bei 760 ~ 

In dem Iatervall von 60 bis 80 Molto Ag2S zeigen die D~ffrakto- 
gramme der 1000 Stnnden bei 120 • 5 ~ getemperten Proben das 
Vorhandensein einer festen LSsung g-Ag2S (1) (Gebiet VI auf Abb. 3). 
In dem Gebiet der festen LSsung wir4 der Iqetzebeneaabstand mit der 
Znnahme des Silbersulfidgehalts kleiner. Beim Ersatz der Telluratome 
gegen die kleinen Schwefelatome wird das Volumen der Elementarzelle 
selbstverst~ndlich kleiner. Es sei erwi~hnt, dal~ die festen LSsungen in 
diesem Gebiet bei Zimmertemperatur unbesti~ndig sind. Nach einer 
Zeitdauer von etwa sechs Monaten wurden in~olge des eutektoiden 
Zerfalls der Probe yon 60 Mol% Ag2S bei 60~ Gebiete mit erhShter Mikro- 
h~rte (Abb. 2) beobachtet, und anf den Diffraktogrammen erschienen neue 
Linien, die der festen LSsung der Tieftemperatur-Modifikation des 
Silbersulfids (Fig. 1) gehSren. 

g-Ag2S (1) bildet eine feste LSsung (Gebiet VIII), die bei 315 ~ 10 ~ 
im Gleichgewieht mit g-Ag2S (1) ist ~ach dem Schema: 

(g-Ag2Tel-xSx) -~ (g-Ag2Sl-xTex) =- (Ag2Te. Ag2S) 

x ~ 0,15 Gitter Gitter 

Als Ergebnis obiger Reaktion wird die in der Lit. 5 heschriebene neue 
Phase erhalten, mit dem Unterschied, dal~ bei uns die Temperatur der 
peritektoiden Reaktion nm etwa 100 ~ hSher ist. Der peritektoide 
Punkt ]iegt bei etwa 50 Mol% Silbersulfid. 

Zwecks Besti~tigung des obigen Schemas wurden in dem Konzen- 
trationsintervall yon 15 bis 50 Molto Ag2S eine Serie yon Proben durch 
das Abschrecken an der Temperatur, die der Liquidus-Linie entspricht, 
bereitet. Die Analyse zeigte, dal~ bei einem solchen Verfahren die Bildung 
der Zwischenphase nicht vor sich geht. Auf den Thermogrammea dieser 
Proben verschwindet bei der peritektoiden Temperatur der endotherme 
Effekt (Abb. 4). Dabei s sich ~uch die Mikroh~rte, die einen be- 
deutend niedrigeren Wert hat; ihr Verhalten bei der Anderung der 
Zusammensetzung ist typisch ffir das Vorhandensein einer festen L5sung 
in dcm betrachteten Konzentrationsintervall (Abb. 2). Es kunn ange- 
nommen werden, dab in der Lit. ~, a dasselbe Verfahren benutzt wurde, 
da auch dort Hinweise fiber die Anwesenheit fester LSsungen zwischen 
g-Ag2Te (2) und g-Ag2S (1) gegeben werden. Zum Untersehied yon den 
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letzteren zeigen die von uns erhaltenen Diffraktogramme yon Proben, 
die t000 Stunden bei 120 • 5 ~ getempert  wurden, neue Reflexe bei 
0 = 15~ 19~ 25~ (Co-K~-Strahlung). Ihre Intensit~t erreieht ein 
Maximum bei 50 Mol% AgeS. Die geringe Zahl der I~eflexe erlanbte 
nicht die Bestimmung ihrer Struktur.  

3 

2 

Abb. 4. Thermogramme der Legierung mit 50 Mol% Ag2S, aufgenommen 
bei ein und derselben Aufheizgeschwindigkeit (Kurve 1). Kurve 2: Dif- 
ferentialaufnahme einer Legierung mit derselben Zusammensetzung, ge- 
tempert 1000 Stdn. bei 120 ~ Kurve 3: Differentialaufnahme derselben 
Legierung, jedoch ge~empert bei der Temp., die der Liquidus-Linie ent- 

spricht 

Die Phasengrenzen in dem Gebiet I X  sind auf Grand der Angabeu 
yon der Differential-Thermoanalyse bestimmt, und das Bestehen VOlt 
zwei Phasen wurde auf Grund der Beobachtung beider Werte der Mikro- 
h~rte, etwa 70 kg/mm 2 und i03 kg/mm 2 entsprechend, ~ls auch ~uf 
Grund der Daten der R6ntgenphasenanalyse, best~tigt. 

Die Phasengrenze zwischen Gebiet X und VI wurde im wesentlichen 
auf Grund der Daten der l~Sntgenanalyse, der Mikroh/~rte und der 
Dichte gezogen. Bei dem Ubergang yon 55 bis 60 Mol% Ag2S wird einer- 
seits eine scharfe Anderuttg der Mikroh/~rte (yon 107 kg/mm 2 auf 42 kg/ 
mm 2) der Dichte (yon 7,74 g/cm 3 auf 7,40 g/era 3) beobuchtet, anderseits 
sieht man in den Diffraktogrammen Linien der festen L6sung yon 
g-Ag2S (1). 

:Die Phase~grenze zwischen VI und X I  wurde aus der RSntgen- 
phasenanMyse festgelegt. 

2 0  * 
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In dem Konzentrationsintervall 0 < x < 5 Molto Ag2S (Gebiet XIII)  
and 90 < x < 100 Mol% AgeS (Gebiet XIV)/ tnder t  sieh die Mikroh~rte 
rait tier Jmderung der Zusararaensetzung linear. Mit der Anderung der 
Zusammensetzung gndern sich auch die Diffraktionsreflexe. Daher wird 
die Bildung von beschr&nktea festen L6sungen auf Grund der Tieftem- 
peratur-Modifikationen Silbertellurid und Silbersulfid angenoramen. 
Diese Misehkristalle werden rait abnehraender Teraperatur infolge der 
starken Deforraation des Gitters therraodyaaraisch imraer uabesti~ndiger 
(grol3er Unterschied zwisehen den Atoraradien yon Te und S). 

S c h l u l 3 f o l g e r u n g e n  

Es wurden das System Ag2Te--Ag2S untersueht und festgestellt, 
dab der Sehnitt polytherraisch und nicht quasibin/~r ist. Die Struktur 
tier beobaehteten Zwisehenphase wurde nicht erraittelt. Ira System 
werden beschrs feste L6sungen der Tiefteraperatur-Modifikationen 
gebildet. Es wurde bewiesen, dag die isotypen Hochteraperatur-~-For- 
men feste LSsungen bilden, die in einera bestiraraten Intervall bei 
l&ngerera Stehea bei Ziraraerteraperatnr unstabil sind. 

Das yon uns erhaltene Diagrarara unterscheidet sich yon dera 
Zustandsdiagrarara, das yon T a k a h a s h i  et al. angegebea wurde. Deren 
Verraatung vora Bestehea einer festea L6sung bei 200 ~ (his zur Solidus- 
kurve) zwisehen ~-Ag2Te (2) und ~-Ag2S (2) ist nicht richtig. Wir erhal- 
tea ein neues Gebiet V rait einer Struktur, die sieh yon der Struktur vora 
Gebiet VI (Tab. 2) unterseheidet. Experiraentell wurden die beiden 
Kurven, die rait punktierten Linien ira rechten Tell yon Abb. 2 in der- 
selben Arbeit bezeiehnet sind, nieht best~tigt. 

Zura Schlug sei erwghnt, dag die Wechselwirkung zwisehen dera 
Silbertellurid uad dera Silbersulfid korapliziert verl/~uft uad vora tech- 
nologisehen Herstellungsverfahren der Legierungen stark abhgngig ist. 
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